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Test Results  

LTE FDD Band 43 Conducted Power(dBm) EIRP(dBm) EIRP(mW) EIRP(mW)/25MHz 

Limit(mW) 

/25MHz BW Modulation
RB 

size

RB 

offset 

Channel/ 

Frequency(MHz) 

Channel/ 

Frequency(MHz) 

Channel/ 

Frequency(MHz) 

Channel/ 

Frequency(MHz) 

44115

/3652.5

44340

/3675

44565

/3697.5

44115

/3652.5

44340

/3675

44565 

/3697.5 

44115

/3652.5

44340

/3675

44565

/3697.5

44115

/3652.5

44340

/3675 

44565

/3697.5

5MHz 
QPSK 25 0 18.92 18.65 18.58 22.92 22.65 22.58 195.88 184.08 181.13 979.42 920.39 905.67 1000 

16QAM 25 0 18.64 18.58 18.21 22.64 22.58 22.21 183.65 181.13 166.34 918.27 905.67 831.71 1000 

BW Modulation
RB 

size

RB 

offset 

Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) / 

44140

/3655

44340

/3675

44540

/3695

44140

/3655

44340

/3675

44540 

/3695 

44140

/3655

44340

/3675

44540

/3695

44140

/3655 

44340

/3675 

44540

/3695 
/ 

10MHz 
QPSK 50 0 20.88 21.76 18.52 24.88 25.76 22.52 307.61 376.70 178.65 769.02 941.76 446.62 1000 

16QAM 50 0 21.89 20.47 19.93 25.89 24.47 23.93 388.15 279.90 247.17 970.38 699.75 617.93 1000 

BW Modulation
RB 

size

RB 

offset 

Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) / 

44165

/3675.5

44340

/3675

44515

/3692.5

44165

/3675.5

44340

/3675

44515 

/3692.5 

44165

/3675.5

44340

/3675

44515

/3692.5

44165

/3675.5

44340

/3675 

44515

/3692.5
/ 

15MHz 
QPSK 75 0 21.29 21.41 19.64 25.29 25.41 23.64 338.06 347.54 231.21 563.44 579.23 385.34 1000 

16QAM 75 0 19.17 19.87 20.48 23.17 23.87 24.48 207.49 243.78 280.54 345.82 406.30 467.57 1000 

BW Modulation
RB 

size

RB 

offset 

Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) Channel/Frequency(MHz) / 

44190

/3670

44340

/3675

44490

/3690

44190

/3670

44340

/3675

44490 

/3690 

44190

/3670

44340

/3675

44490

/3690

44190

/3670 

44340

/3675 

44490

/3690 
/ 

20MHz 
QPSK 100 0 21.02 19.66 19.23 25.02 23.66 23.23 317.69 232.27 210.38 397.11 290.34 262.97 1000 

16QAM 100 0 20.15 18.94 18.95 24.15 22.94 22.95 260.02 196.79 197.24 325.02 245.99 246.55 1000 

Note: EIRP=Conducted Power + Antenna Gain, (Antenna Gain =4dBi) 
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